
2日目：6月4日（火）　
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9：00～13：00
ポスター・写真展示

9：00～17：30
写真展示

13:00-14:30
ポスター討論

18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

14：30～17：30
ポスター・写真展示

18：00～20：00
懇親会

12：00～13：30
定時総会

13：30～17：00
SS-1

学会賞受賞講演
（瀬藤賞、論文賞、奨励賞）

14：30～16：30
I-2

先端的SEM法

14：30～16：45
M-4

その場・オペランド観察

14：30～17：15
M-1

材料組織観察・構造解析

17：00
～17：30
OT-5

アメテック

16：45
～17：15
OT-6

サーモフィッ
シャーサイエ
ンティフィック

16：45
～17：15
OT-7
カール
ツァイス

16：45
～17：15
OT-8
Delmic
B.V.

14：30～16：45
I-8

装置開発・性能評価

12：00
～12：50

LS-8
アメテック

12：00
～12：50

LS-9
日本電子

12：00
～12：50
LS-10

サーモフィッ
シャーサイエン

ティフィック

12：00
～12：50
LS-11

メルビル

12：00
～12：50
LS-12

オックスフォー
ド・インストゥル

メンツ

10：15～11：45
第５回日本 ─ カナダ顕微鏡学会

交流シンポジウム

9：00～11：45
M-4

その場・オペランド観察

14：30～16：45
B-7

クライオ電子顕微鏡により解明された
微生物分子構造と分子マシナリー

14：30～16：30
I-7

計測インフォマティクス・データ解析

14：30～16：30
B-5

分子～オルガネラ、微生物

8：30～11：40
B-2

クライオ電子顕微鏡

8：30～11：45
I-1

先端的TEM・STEM・回折法

10：00～12：00
S-03

ネットワークを用いた顕微鏡解析
様式の行方

9：00～11：00
B-1

時空間ダイナミクスイメージング

12：00
～12：50

LS-7
日立ハイテク


